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Изучение параметров микрометеороидов и частиц космического 

мусора  в космическом пространстве является интересной и актуальной 

задачей, которой занимаются исследователи по всему миру.  

Разработанный нами датчик представляет собой систему 

плоскопараллельных электродов, при этом каждый нечетный электрод 

соединен с напряжением -200В, а четный электрод с напряжением  0В [1]. 

В процессе измерения высокоскоростных микрочастиц (микрометеороидов 

и частиц космического мусора), микрочастица пролетает через 

параллельные электроды и наводит на них определенный заряд согласно 

теоремы Рамо-Шокли [2]. 
Была разработана программа для вычисления наведенного 

потенциала в представленном датчике. Результаты расчета наведенного 

импульса представлены на рисунке 1. 

На рисунке  1 изображено 9 различных случаев:  

 1) микрочастица влетает под  углом 0 градусов к защитной сетке и 

по центру между двумя близкорасположенными  электродами; 

2) микрочастица влетает под  углом 0 градусов к защитной сетке и на 

расстоянии 0,9D (где D – расстояние между электродами) от нулевого 

электрода; 

3) микрочастица влетает под  углом 0 градусов к защитной сетке и на 

расстоянии 0,7D от нулевого электрода; 
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4) микрочастица влетает под  углом 0 градусов к защитной сетке и на 

расстоянии 0,3D от нулевого электрода; 

5) микрочастица влетает под  углом 0 градусов к защитной сетке и на 

расстоянии 0,1D от нулевого электрода; 

6) микрочастица влетает под  углом 4 градуса к защитной сетке и по 

центру между двумя близкорасположенными  электродами; 

7) микрочастица влетает под  углом 2 градуса к защитной сетке и по 

центру между двумя близкорасположенными  электродами; 

8) микрочастица влетает под  углом -2 градуса к защитной сетке и по 

центру между двумя близкорасположенными  электродами; 
9) микрочастица влетает под  углом -4 градуса к защитной сетке и по 

центру между двумя близкорасположенными  электродами. 

 
h2 – расстояние от защитной сетки до электродов, h3 –ширина электродов, h4 – 

расстояние от электродов до мишени 

Рисунок 1 – Рассчитанная осциллограмма наведенного на электродах 
потенциала в координатах расстояния от момента влета частицы 

 

Таким образом, было показано, что вектор скорости микрочастицы 

влияет на форму наведенного импульса в датчике микрометеороидов и 

частиц космического мусора ионизационного типа, а значит, форма 

наведенного импульса можно быть использована для оценки вектора 

скорости заряженной микрочастицы.  
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